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Nouvelle plateforme XPS-UPS à l’Université de Rennes : 

Une nouvelle plateforme pour l’analyse 
XPS/UPS est en cours de création à 
l’Université de Rennes. Hébergée par 
l’UAR ScanMAT et en lien avec l’Institut 
des Sciences Chimiques de Rennes, la 
plateforme ASPHERYX est dotée d’un 
spectromètre NEXSA G2. Le système 
d’analyse XPS est intégré et automatisé, 
permettant une introduction facile et 
rapide des échantillons. Il comprend une 
source de rayons X microfocalisés 
monochromatique (AlK), un système de 
compensation de charge automatique, un 
canon MAGCIS (canons à ions Ar double 
source Ar monoatomique et cluster Ar), un 
module pour la cartographie chimique 
(SnapMap), un système de 3 caméras 
pour l’alignement rapide des échantillons 
ainsi qu’une source UV intégrée (He I et 
He II). 

La plateforme est ouverte aux laboratoires académiques et privés extérieurs à l’université 
de Rennes ainsi qu’aux entreprises. 
Contacts : corinne.lagrost@univ-rennes.fr et christophe.calers@univ-rennes.fr 

Evolutions récentes du Comité : Geneviève Grenet (INL, Ecole Centrale de Lyon), Karol 
Hricovini (Univ. Cergy-Pontoise) et Sébastien Crémel (Arcelor-Mittal) quittent le Comité pour 
voguer vers de nouveaux horizons. Nous les remercions chaleureusement pour avoir 
oeuvré ces dernières années au sein de la Division ! 

Webinaires : Le Webinaire du 6 juillet de la Division Spectroscopie d’Electrons, intitulé « 
Atomic Layer Deposition in Long Capillaries, Counting Silanols on Fused Silica, Evaluating 
the XPS Peak Fitting and Accompanying Reporting in the Literature, and Uniqueness Plots 
in XPS » présenté par Matthew Linford est accessible en ligne dans l’onglet Actualités .  Le 
prochain webinaire aura lieu le mardi 12 décembre. Frédéric Leroy (CiNAM, Marseille) 
interviendra sur la microscopie de surface par électrons de basse énergie (LEEM). 

mailto:christine.robert-goumet@uca.fr
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/fd/d2fd00071g
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Publication d'intérêt pour la communauté : La section Ressources/Articles scientifiques du 
site web de la Division mets désormais en avant les publications liées aux questions de 
reproductibilité/fiabilité des données en XPS. 

Site web : Afin de mettre à jour et faire vivre le site web de la Division, n’hésitez pas à 
envoyer vos informations (offres de stages, thèses, postes CDI ou CDD, publication 
d’intérêt) à nos référents web. Contacts : pardis.simon@univ-lille.fr et 
eric.beche@promes.cnrs.fr 

Pour vous abonner au Flash Info trimestriel de la Division, renseignez le formulaire «Besoin 
d’info?» sur le portail du Comité Spectroscopie d'Electrons. 
Retrouvez-y également d’autres informations utiles : conférences, nouveaux périodiques,     
publications… ! 
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